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ポータブル近赤外分光光度計

ＩｎｔｅｇｒａＳｐｅｃ Ｍoｄｅｌ XL４１０

主な仕様

• 測定波長範囲：1350 – 1800 nm

• 分解能：3.5cm-1

• S/N：5500:1（スキャン時間250msec）
• ベースラインの安定性：±0.5% 室温において24時間
• 波長精度：±0.025 nm
• 波長再現性：±0.01 nm
• サイズ：178 mm x 114 mm x 56 mm
• PCとの接続：USB 2.0、RS-232、802.11b無線LAN
• ファイバー接続：SMA905

P/N AXP50103-1
Integra Spec Model XL410

P/N AXS81748-23
透過・反射プローブ

主な仕様

主な仕様

• 波長範囲：1320 – 1800 nm

• 光路長：2mm
• プローブ長：30cm
• プローブ径：6.35mmφ
• プローブ材質：SUS316
• 耐熱/耐圧：200℃/100bar

P/N AXA10460
積分球式拡散反射プローブ

• 波長範囲：1320 – 1970 nm

• ノイズ：0.3 mA.U. 以下（分解能=6cm-1、2 sec積算）
• 試料測定面積：4mmφ
• 試料窓材質：サファイヤ
• 適合試料ビン：10 – 50 mmφ（ガラスまたはプラスチック）
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